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上海高性能相噪分析仪5125A

生成日期: 2025-10-26

APPH相位噪声分析仪-高达40GHz：1MHz至40GHz的信号源分析仪：APPH是一款高性能相位噪声分析仪
和VOC测试仪，其型号范围为1 MHz至7、26或40 GHz。它提供了一整套必不可少的测量功能，用于评估信号源
（晶体振荡器，VCO，发射机，锁相环，频率合成器等，范围从VHF到微波频率），以及有源和无源非自激振荡
设备，例如放大器或频率。分隔线。带有FPGA交叉频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的信号处理
和低相位噪声灵敏度。 内置的可编程电源和低噪声调谐电压使该设备极为灵活且易于使用。相噪分析仪的使用
需要注意轻拿轻放。上海高性能相噪分析仪5125A

相噪分析仪是一种用于电子与通信技术领域的分析仪器，用于评估信号源（晶体振荡器，VCO，发射器，锁
相环，频率合成器等，范围从VHF到微波频率），以及有源和无源非自激振荡设备，例如放大器或分频器。相
位噪声（Phasenoise）是指系统（如各种射频器件）在各种噪声的作用下引起的系统输出信号相位的随机变化。
它是衡量频率标准源（高稳晶振、原子频标等）频稳质量的重要指标，随着频标源性能的不断改善，相应噪声
量值越来越小，因而对相位噪声谱的测量要求也越来越高。传统的零拍测量法已面临严重的挑战，特别是在如
何减少测量系统本身的噪声对测量结果的影响，提高系统的测量灵敏度方面尤为困难。上海高性能相噪分析
仪5125A信号源分析仪可以普遍用于测试诸如雷达和通信之类的电子设备中信号源的多个参数。

APPH系列是是一款功能齐全的高性能信号源分析仪（相位噪声分析仪），其型号范围为1 MHz至7、26
或40 GHz。它提供了一组必不可少的测量功能，用于评估信号源（晶体振荡器，VCO，发射器，锁相环，频率
合成器等，范围从VHF到微波频率），以及有源和无源非自激振荡设备，例如放大器或分频器。其内部
的FPGA互相关引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的信号处理和低相位噪声灵敏度。APPH系列是一款一
体式紧凑型相位噪声测量系统，具有普遍的功能，可在0.001 Hz至100 MHz的偏移范围内实现低至-190
dBc/Hz的测量。

相位噪声分析仪和VCO测试仪结合噪声极低的内部源与互相关技术，具备高灵敏度。它可在数秒内测量雷
达等应用中高度稳定的信号源的相位噪声。还具备脉冲信号测量、加性相位噪声（包括脉冲噪声）特性测量以
及集成式高级信号与频谱分析等选件，是一款独特的测试仪器。相噪分析仪和VCO分析仪的特点和优势：1、
测量速度快，非常适用于生产应用，加快开发。2、高度灵敏地测量相位及幅度噪声，内部源的相位噪声极低，
互相关技术以提高相位噪声灵敏度，幅度噪声测量的准确度远高于二极管检波器，展示通过互相关技术提高灵
敏度，频率偏移达到限定输入频率，测量阿伦方差。相噪分析仪用于评估信号源。

相噪分析仪测量的注意事项：选用高性能信号分析仪。首先应尽量选用本底噪声低的分析仪，因为所测量
的相位噪声下限取决于分析仪的本底噪声。分析仪作为一种超外差的分析设备，较终的测量结果是外部输入 信
号同本机内部本振信号叠加的结果，如果外部输入信号的相位噪声指标高于分析仪本身的指标，测量的结果实
际是分析仪的相位噪声。只有外部信号的相位噪声指 标要比分析仪指标差时（差3dB以上），测量的结果才是
正确的。直接频谱法不适合于更低噪底的高性能晶振或者直接式频综的测试。分析仪作为一种超外差的分析设
备，测量结果是外部输入 。上海高性能相噪分析仪5125A

相位噪声测量仪所测量的相位噪声下限取决于分析仪的本底噪声。上海高性能相噪分析仪5125A
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相噪分析仪测量的注意事项：测量结果为组合噪声 不论是使用分析仪的相位噪声选件还是频谱分析功能下
手动测量，分析仪均不能把调幅噪声和调频噪声区分开来，所以测量结果是调幅和调频噪声的总和。为了精确
测量相位噪声，一般要求被测信号的调幅噪声要比调频噪声小得多（小10dB以上），测量结果基本为相位噪声。
一般来说相位噪声分析仪主要测试的内容包括信号输出的：相位噪声、附加相位噪声、幅度噪声、基带噪声、
信号瞬变、VCO特征、脉冲相位噪声、时间稳定度等。上海高性能相噪分析仪5125A

安铂克科技（上海）有限公司致力于仪器仪表，以科技创新实现***管理的追求。公司自创立以来，投身于
微波模拟信号发生器，矢量信号发生器，频率综合器，相位噪声分析仪，是仪器仪表的主力军。安铂克科技始
终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。安铂克科技始终关注自身，在风云变化的时代，
对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使安铂克科技在行业的从容而自信。


